
二 次移 频方案原理

二次移频降采样率方法原理框图如 图

处点 目标回波与参考信号的 自差拍信号 ,
不 在该系统 的微波混频器输 出端可获得关于

‘ 二 凡 二 。。 二八。 、、 二 一 丁
‘,

,

三 三

其它

式中频率 人 丁 二 是系统调频斜率
,

为扫频带宽
,

为信号持续时间
二 吸 。 是信号双程延迟时间 相位 么 二 仪

,

是发射中心频率
, 。 为光速 若
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采样数据量也将缩减为 尸

信 号处理

由于扫频测量系统中回波信号频率与 目标距离成线性 比例关系
,

若对 进行谱分析

就可获得雷达 目标散射率沿纵 向距离的分布曲线 或称一维成象
。

获取任一方位角的 随扫频频率变化的曲线的信号处理过程有以下步骤

对 采样 设计采样率 几七 △弄
,

取采样序列长
, 七 几

。

对采样信号取平方
,

即为回波信号的瞬时功率波形 只
。

对 幼作谱分析 运算 得到谱分布
。

由于包络 的变化较载波缓慢的多
,

所以

低频区的谱代表包络频谱
,

高频谱是载波频谱
。

用数字滤波将低频区包络的谱滤出
,

并对包络的谱作 运算即恢复包络波形
,

该包络是反射功率与信号持续时间的关系曲线
,

亦即 与扫频发射频率的关系 曲线
。

用标准散射体对测量数据定标 并取对数作图
。
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纵向距离

,

纵向距离

原测量系统 目标区 一 维距离图 图 移频处理后 目标区距离图

图 展示了移频系统对 模型进行测量获得的 测量结果
,

可以看出这一结

果与图 显示 的原系统测量结果十分接近
。

测试条件为 极化 万
一

测量方位角范围

角采样点 采样序列长
‘ 二 取样频率点

。

结束语
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